Azulejo de padrao italo-flamengo

Origem da producao: Provavelmente de
fabrico holandés

Dimensoes: 130 x 130 x 15 mm

Local: MNAZz

Amostras na Azulejoteca: Azulejo e uma secc¢ao polida
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indice
Caracterizacao morfoldgica

v Imagens de microscopia 6tica (OM)

v Imagens de microscopia electronica (SEM)

Caracterizacao quimica
v Anadlise por SEM/EDS
v Analise por XRF
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EESIAzuRe
AzuRe008
CARACTERIZACAO MORFOLOGICA: IMAGENS DE MICROSCOPIA OTICA

Equipamento: )
Lupa binocular Leica M205C acoplada a cdmara Leica DFC295. voltar ao indice
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AzuRe008 I AzuRe

CARACTERIZACAO MORFOLOGICA: IMAGENS DE SEM

13.5mm x42 VIP 40P mim 20.0kV.13.6mm x120 BSECOMP 40Pa C T dooum

« -

20.0kV. 13.6mm x200 BSECOMP 40Pa i 20.0kV 13.6mm x550 BSECOMP/40Pa

Equipamento:
Microscépio eletrénico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrémetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010. voltar ao indice
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I AzuRe
AzuRe008
CARACTERIZACAO MORFOLOGICA: IMAGENS DE SEM

: - .
20.0kV 10.5mmx400 BSECOMP 40Pa S ! mm x1.30k BSECOMP 40Pa

20.0kV/10.4mm x2.70k BSECOMP.40Pa .. 20.0KV. 13.5mm x3.20k BSECOMP 40Pa

Equipamento:
Microscépio eletrénico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrémetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010. voltar ao indice
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AzuRe008 GE[dIAzuRe

ANALISE POR SEM/EDS

Equipamento:

Microscépio eletrénico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrémetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010. voltar ao indice
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ANALISE POR SEM/EDS

’ . !
. bt . ’
MAG: 3200 x HV: 20.0 KV WD: 13.5mm : 20,00V 4WD: 13.5 mui » MAG: 3200 HV:'20.0 KV. WD: 13.5 mm — |

MAG: 3200 x HV: 20.0 kV WD: 13.5 mm MAG: 3200 x HV: 20.0 kVWD: 13.5 mm

Equipamento:

Microscépio eletrénico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrémetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010. voltar ao indice
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ANALISE POR SEM/EDS
VIDRADO BRANCO

10

T T T T T T T T T T
10 15

AzuRe008 EDS Vidrado.xls

o
(&)

- keV -

Equipamento:
Microscépio eletrénico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrémetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010. voltar ao indice
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../MariaAugusta/ArquivoDigital_Azulejos/Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe008/AzuRe008_EspectroEDS_Vidrado.xls

AzuRe008 HlEsiAzuRe
ANALISE POR SEM/EDS

CHACOTA

cps

102—_ h

104

'LP )
118l o] Na AlSille B K

1074

10

0 5 10 15
- keV -
AzuRe008 EDS Chacota.xls
Equipamento:
Microscépio eletrénico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrémetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010. voltar ao indice
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../MariaAugusta/ArquivoDigital_Azulejos/Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe008/AzuRe008_EspectroEDS_Chacota.xls

AzuRe008 HlEsiAzuRe
ANALISE POR SEM/EDS

Composigao quimica (% m/m, normalizada a 100%)*

Area Analisada Na Mg Al Si P K Ca Ti Fe Sn Pb (o]

2,50 0,78 4,02 2090 0,010 3,15 2,71 — 0,99 581 24,71 34,41

vidrado branco

1,69 1,83 9,18 17,86 0,0050 1,66 18,27 0,73 5,12 — 2,81 40,85

acota

* Os valores apresentados na tabela correspondem as percentagens mdssicas dos elementos detetados na amostra (ver aviso). O teor de
oxigénio foi calculado estequiometricamente com base nos 6xidos mais comuns de cada um dos elementos

Equipamento:

Microscépio eletrénico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a um espectrémetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010. voltar ao indice
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../Dados Analíticos_Links/Aviso.pdf
../MariaAugusta/ArquivoDigital_Azulejos/Dados Analíticos_Links/Óxidos Usados.pdf

AZURQOOS I AzuRe

CARACTERIZACAO QUIMICA: ANALISE POR XRF

VIDRADO BRANCO
Cps

Si Sn
Rl B ke MW M ™ sn
104

14
107 “
r :

Equipamento:

T T T T
20 25 30
- keV -

AzuRe008 XRF Branco.csv

Espectrdmetro portatil por fluorescéncia de raios-X Bruker Tracer l11-SD. voltar ao indice
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../MariaAugusta/ArquivoDigital_Azulejos/Dados Analíticos_Links/XRF/AzuRe008/AzuRe008_XRF_Branco.csv

CARACTERIZACAO QUIMICA: ANALISE POR XRF

VIDRADO AMARELO (E AzulL)
cps

107

10°4

Sn Sb
10

10. 1- | | ‘ |

T T T T
20 25 30
- keV -

AzuRe008 XRF Amarelo.csv

Equipamento:

Espectrdmetro portatil por fluorescéncia de raios-X Bruker Tracer l11-SD. voltar ao indice
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../MariaAugusta/ArquivoDigital_Azulejos/Dados Analíticos_Links/XRF/AzuRe008/AzuRe008_XRF_Amarelo.csv

CARACTERIZACAO QUIMICA: ANALISE POR XRF

VIDRADO LARANJA
cps

107

107

As
Al Pb K i Fe Ni Zn
10

1
1071- “

Equipamento:

T T T T T T T T T
15 20 25 30
- keV -

AzuRe008 XRF Laranja.csv

Espectrdmetro portatil por fluorescéncia de raios-X Bruker Tracer l11-SD. voltar ao indice
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../MariaAugusta/ArquivoDigital_Azulejos/Dados Analíticos_Links/XRF/AzuRe008/AzuRe008_XRF_Laranja.csv

CARACTERIZACAO QUIMICA: ANALISE POR XRF

VIDRADO AzuL

Pb K ca

104

1-
T T T T T T T T T T

Equipamento:

T T T T T T T T T
20 25

30
- keV -

AzuRe008 XRF Azul.csv

Espectrémetro portatil por fluorescéncia de raios-X Bruker Tracer 11I-SD.

voltar ao indice
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